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(54) ‘zariadenie na meranie vysokych teplé;.

Zariadenie je urdiené na meranie
vysokjch teplot v internej a oxydadnej
atmosfére. Podstata zariadenia spolive
v tom, Ze pozostdva zo snimaa teploty,
~ ktorého poplatinované kontakty si pri-
pojené pomocou platinorodiovych privodov
- na meract pristroj elektrickej vodivosti.
. Zariadenie moZno vyu¥it v laboratornych
podmienkach a skiSobniach a hitnickom
: priemysle.
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Vyndlez sa tyka zariadenia»na meranie vysokych teplét

v inertnej & oxidalnej atmosfére.

Doteraz sa vysoké teploty meraji termollédnkami alebo
pyrometrami. Pri merani vyaokyanteplbt termotldnkami sa
vyuZive termoelektricky jav. Pritox sa pouZivajy termodldnky
wyhotovené z platiny, rédia alebo irfdia, prip. z ich zliatin.
Pri pmeranf{ teplét v inertnej atmosfére moZno pouZit tiez&
‘volfrémoVé molybdénové alebo réniové termo&ldnky. Vzhladém nJ
to, %e tieto materidly 84 pomerne dr;hé,lvznixé potreba hladu-
nia novych ciest ziskavania informdcifi o teplotdch skimanych
& meranych materidlov a objektove. Meranie teplét pyrometrami
Je oproti meraniu teplét t ermo&lénkami vyhodnéjéie, pretoZe
je to bezdotykové mersnie a pritom snimed nie je pri merant
vystaveny priamo ptsobeniu vysokej teploty a korozivnemu )
pésobeniu plynného prostredia. Nevyhodou vﬁgk Je, Ze 8ui to
z1lo21té zariadenia pri ktorych je dost obtiaZne zabezpedit
opticki suvislost medzi meranym objektom a teplotnym’snima-
dom. Okrem toho treba pri prebiehajicich chemickgch reak- .
ciuch a pri vysokych teplotdch obtiaZne odsdvat, resp. inyw
spcsobom odstrafovat vzniknuté splodiny. Pritom su tiéto
zariadenia aj érahé a Casto spésobuji nepresnost merania,
najmé v désledku toho, Ze povrch meraného objektu nie Je

absolitne &ierne teleso.
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Uvedené nedostatky odstranuje -zariadenie na meranié '
vysokfch teplot, vyhotovené na béze vodivjch keramickjch materis-
lov podla vyndlezu, ktorého podetata spoliva v tomilie pozosté-
ia zo snimada teploty, ktorého poplatinované kontakty su pri-
pojené pomocou platinorédiovych privodov na merac{ pristroj
elektricke] vodivosti.

Vyndlez zariadenia na meranie vysokjch teplsét umoZnuje

- dostatolne presne merat teploty v rozpéti od 1500 do 2200 K tak
v oxidaénej &ako aj inertnej atmosfére. V porovnani s termo-
8lénkami je v zariadeni uplatneny snimal teploty lacneja{,
spolahlivejsf a m4d dlhBiu Zivotnost.

Zariadenie na meranie vysokjych teplot Jje scheuaticky

zndzornené ne pripojenom vykresee

Zariadenie pozostdva zo bnimaéall téploty, vyhotovengho
z vodivého keramického materidlu, napr. oxidu zirkoni&itého
stabilizovaného cca 15 mol. % oxidu védpenatého. Snimag 1 teplo-
ty mé poplatinované kontakty 2 a 3. Poplatinované kontakty,
2a3 snimada 1 teploty su pfipojené pomocou privodov 4 a 3,
vyhotovenych zo zliatiny 70 % platiny‘a 30 % rédia, na meraci
pristroj 6 elektrickej vodivosti. Teplota méraného objektu sa
zist{ pomocou zdvislosti nameranej elektrickeJ vodi%oati na

teplote, zistenej kalibréeiou.

Zariadenie na meranie vysokych teplot moZno vyuZit v
laboratoérnych podmienkach a skuZobniach v sklérskom a hutnifckom
priemysle,
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Zariadenie na meranie vysokych tepldét, vyhotovené na
bdze vodivych keramickych materidlov vyznadujice sa tym, Ze
pozostdva zo snimala /1l/ teploty, ktorého poplatinované
kontakty /2 a 3/ 8 pripojené pomocou platinorodiovych
privodov /4 a 5/ na meracf pristroj /6/ elektrickej vodivosti,
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